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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocné;jsi

Hodnoceni ndroc¢nosti zaddni zdvérecné prdce.

Zadani prace je pomérné obsahlé, vyzadujici praktické dovednosti z oblasti navrhu HW, programovani mikrokontrolerG a
software pro PC. Navrh hardware rovnéz musi splfiovat podminky specifické podminky pro pouZiti v radiacnim prostredi.

SpInéni zadani spinéno

Posudte, zda predloZend zdvérecna prdce spliiuje zaddni. V komentadri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela splnéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pripadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Prace zcela splfiuje pozadavky zadani.

Zvoleny postup reSeni vynikajici

Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.

V prvni (teoretické) ¢asti prace se autorovi podafilo vystihnout podstatné informace z oblasti vlivu ionizujiciho zafeni na
polovodice.

V praktické ¢asti student navrhl moduldrni hardware, umoznujici testovani az tfi jednotek, které je mozné pripojit k zakladni
desce pomoci konektorl. Vlastni testovani je provadéno pomoci vyvojového kitu s mikrokontrolerem rady STM32F4xx. K
ovladani platformy a ukladani dat o tesu byl vytvoren software pro PC s prehlednym GUI.

Modularni pfistup k ndvrhu (véetné pouziti vyvojového kitu) hodnotim jako spravny pfistup z dvodu budouci rozsifitelnosti
o0 jiné testované moduly, nebo jiny hardware testeru. PouZity hardware testeru nedisponuje zvySenou radiacni odolnosti, a
tudiz jeji ochranu autor resi pozici desky dale od testovanych jednotek. JelikoZ je v praxi testovaci svazek vétSinou zaostien
na pradmér maximalné jednotek cm, je tato ochrana dostatecna. DlleZitou bezpecnostni funkci, jeZ autor implementoval, je
méreni odbéru jednotlivych modulll s moZnosti pfipadného odpojeni od napdjeni. UZivatelsky software plisobi pfehlednym
dojmem. Kladné rovnéz hodnotim zpUsob ukladani informaci o stavu testd pomoci registrli, diky ¢emuz je systém do
budoucna snadno modifikovatelny.

Funkcnost platformy student ovéril pfi méreni radiacni odolnosti paméti FRAM na zdroji neutrond. Béhem testu nebyla
detekovana 7adna porucha testované paméti, coZz je vSsak pochopitelné, vzhledem k velké odolnosti paméti s touto
architekturou.

Odborna uroven A - vyborné

Posudte troven odbornosti zavérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a dat
ziskanych z praxe.

Prace je odborné na vysoké Urovni. V teoretické Casti student ukazuje porozuméni problematice vlivu ionizujiciho zafeni na
elektronické systémy. Autor nasledné prokazal znalosti z oblasti navrhu HW i SW a schopnost navrhnout funkcni a prakticky
vyuZitelny elektronicky systém.

Formalni a jazykova Uroven, rozsah prace A - vyborné
Posudte spravnost pouZivani formdlnich zdpis obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.
Prace je sepsana kvalitné, bez vétsiho mnoZstvi pravopisnych chyb. Po grafické strance plsobi prace prijemnym dojmem.
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Vybér zdroju, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pri ziskavani a vyuZivani studijnich materiali k reseni zavérecné prdce. Charakterizujte vybér
pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny prevzaté prvky radné odliseny od
vlastnich vysledkui a uvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu s citacnimi
zvyklostmi a normami.

Student pfi zpracovani prace vyuzil velké mnozstvi zdrojl, véetné cizojazytnych odbornych publikaci. Citace jsou v textu
pouZivany spravné a seznam literatury ma patficnou formu.

Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvérecné prdce, napr. k drovni teoretickych vysledku, nebo k urovni a
funkcnosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystupum, experimentdlini zru¢nosti apod.
Autor vytvoril zafizeni, jez ma potencial praktického vyuZiti pfi ovéfovani vhodnosti nasazeni elektronickych komponent
v radia¢né narocném prostredi. Vzhledem k modularni topologii systému se jeho pripadna adaptace na jiné typy testovanych
komponent jevi jako relativné snadna.

IIl. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pripadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pri obhajobé zdvérecné prdce pred komisi.

Student navrhl a Uspésné ozivil platformu pro radiacni testovani elektronickych komponent. Toto zafizeni bylo
otestovano pfi redlném méreni a byla prokazana jeho funkcnost. Zafizeni je navrzeno modularné s mozZnosti
snadno ménit testované komponenty s drobnymi zasahy do SW testeru. Zafizeni tedy z mého pohledu spliuje
pozadavky vyplyvajici ze zadani.

Je pouze skoda, Ze pro prvotni méreni byla vybrana pamét FRAM s vysokou radiaéni odolnosti a rovnéz disponujici
ECC blokem, ktery pfipadné udalosti opravi bez moznosti zjisténi chyby. V pfipadé testu nékteré z nachylnéjsich
komponent by mohlo byt zatizeni |épe otestovdno a demonstrovana jeho funkcionalita.

Pro doplnéni pokladam nasledujici otazky:

1. Registry obsahujici informace o stavu a vysledky méreni maji 32 bit0 (viz kapitola 6.5), ale datové pole
v komunikacnim ramci (viz kapitola 6.6) ma pouze 3 bajty. Proc¢?

2. UvaZoval jste o jinych usporadanich, nez je umisténi testovaciho mikrokontroleru na stejné zakladni desce
jako testované moduly?

3. Poznd uzivatel pfipadné selhani testeru, jako napf. reset vyvolany poklesem napéti (viz zminka o vyskytu
tzv. ,brownout”)?

PredloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.
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